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【57】申請專利範圍
1.　一種接觸端子的維修方法，用於維修在連接夾具上設置的接觸端子，所述連接夾具用於
連接進行電性檢測的檢測對象物與進行所述檢測的檢測裝置，所述方法包括如下步驟：

對所述檢測對象物上設置的複數個檢測點，接觸與所述檢測點對應的所述連接夾具的複

數個接觸端子；所述檢測裝置從所述檢測對象物選出作為檢測對象的檢測對象部位，並

通過所述接觸端子向所述檢測對象部位供應用於檢測的電力；檢測出在供應所述電力時

的有關所述接觸端子的電壓變化；當檢測到所述電壓變化不是以時間序列增加的部位

時，判斷為所述接觸端子異常進而通知維修資訊；所述電壓變化的檢測是，在預先設定

的第一電壓值的增加區間，檢測到不是以時間序列增加的部位的狀態下，再從所述第一

電壓值到設定為比所述第一電壓值大的第二電壓值之間，檢測到不是以時間序列增加的

部位時，判斷為所述接觸端子異常進而通知維修資訊。

2.　如申請專利範圍第 1項所述的接觸端子的維修方法，其中，所述檢測對象部位的檢測是
所述檢測對象部位的導通檢測。

3.　一種檢測裝置，用於維修在連接夾具上設置的接觸端子，所述連接夾具用於連接進行電
性檢測的檢測對象物與進行所述檢測的檢測裝置，所述檢測裝置包括：電源設備，供應

用於導通檢測所述檢測對象物的電力；電壓檢出設備，檢測出由所述電源設備向所述檢

測對象物施加的電壓值；以及判定設備，在所述電源設備向所述檢測對象物供應用於導

通檢測之電力的期間，所述電壓檢出設備檢測到所檢測的電壓值不是以時間序列增加的

部位時，判定為電性連接所述檢測對象物與所述電源設備的接觸端子異常其中，基於所

述電壓檢出設備之所述電壓變化的檢測是，在預先設定的第一電壓值的增加區間，檢測

到不是以時間序列增加的部位的狀態下，再從所述第一電壓值到設定為比所述第一電壓

值大的第二電壓值之間，檢測到不是以時間序列增加的部位時，判斷為所述接觸端子異

常進而通知維修資訊。
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4.　如申請專利範圍第 3項所述的檢測裝置，其中還包括：選擇設備，用於選出作為檢測對
象的檢測對象部位，所述電源設備通過所述接觸端子向所述檢測對象部位供應用於檢測

的電力。

圖式簡單說明

圖 1是用於說明導通檢測的概略側面圖。
圖 2是根據本發明的檢測裝置的概略構成，而且設置有作為檢測對象物的基板。
圖 3是電壓變化的狀態圖表。
圖 4是設定第一電壓值和第二電壓值時，電壓變化的狀態圖表。
圖 5是在根據本發明的檢測裝置中進行檢測的一實施形態的圖。
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